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172
f 4 <Model Name> ( HESRRAEIR<MAGNETIC FIELD HiTESTER> )
24 <Model Number> ( 3470-01 )
H38& % S <Serial No.> ( No. 060336200 )
347048 5 <3470Matching No.> ( No. 0281-A1 )
34714 % 5<3471Matching No.> ( No. 0281-B1 )
& F A B<Test Date> ( 2012-01-23 )
<YYYY-MM-DD>
$RE &4 <Test Conditions> ( 23.6 °C, 48 %rh )
3470
IEE)l K | LUY |< EEP N )I B & il KAE *3
<Item> <Mode> [<Range>[Equivalent Input <Tolerance> <Indicated Value>
HE RE <Accuracy>* |
HE R % BE <Magnetic Flux Density> X Y Z
(10Hz-400kHz) 2.000 uT 0.050 pT (1kHz)  0.040 uT ~ 0.060 uT ( 0.053 pT )( 0.053 uT )( 0.051 pT)
2.000 uT 1.800 pT (IkHz) 1.763 pT ~ 1.837 pT ( 1.824 uT )( 1.825 pT ) 1.818 puT)
20.00 pT 18.00 pT (1kHz) 17.63 uT ~ 1837 pT ( 18.09 uT )( 18.08 uT )( 18.04 uT)
200.0 uT 180.0 pT (IkHz) 1763 puT ~ 183.7 pT ( 180.8 pT )( 180.4 uT )( 1804 puT)
2.000 mT 1.800 mT (1kHz) 1.763 mT ~ 1.837 mT ( 1.808 mT )( 1.804 mT )( 1.804 mT)
(10Hz-2kHz) 2.000 uT 1.800 pT (IkHz) 1.763 pT ~ 1.837 pT ( 1.785 pT ) 1.781 pT )( 1.776 pT)
2.000 uT 1.800 puT (2kHz)¥ 1.275 pT ~ 1.604 pT ( 1.333 pT )( 1.327 uT )( 1.331 pT)
(2kHz-400kHz) 2.000 pT 1.800 pT (2kHz)¥ 1.275 uT ~ 1.604 puT ( 1417 uT ) 1412 pT ) 1.419 uT)
2.000 uT 1.800 pT (5kHz) 1.763 uT ~ 1.837 uT ( 1.795 pT ) 1.795 uT )( 1.790 uT)
BREE(—A%) 20.00 % 18.00 % (50Hz) 1763 % ~ 1837 % ( 1799 % ) 18.00 % )( 18.01 %)
Exposure Level 20.00 % 18.00 % (10kHz) 17.63 % ~ 1837 % ( 1799 % )( 18.04 % )( 18.05 %)
(General Public) 200.0 % 180.0 % (50Hz) 1763 % ~ 1837 % ( 1799 % )( 180.1 % )( 180.1 %)
200.0 % 180.0 % (10kHz) 1763 % ~ 183.7 % ( 181.1 % )( 181.8 % )( 180.5 %)
2000 % 1800 % (50Hz) 1763 % ~ 1837 % ( 1801 % )( 1800 % )( 1800 %)
2000 % 1800 % (10kHz) 1763 % ~ 1837 % ( 1807 % )( 1797 % )( 1801 %)
BEGRRZE) 2000 % 18.00 % (50Hz) 17.63 % ~ 1837 % ( 17.99 % )( 18.01 % )( 18.01 %)
Exposure Level 20.00 % 18.00 % (10kHz) 17.63 % ~ 1837 % ( 18.01 % )( 18.08 % )( 18.07 %)
(Occupational) 200.0 % 180.0 % (S0Hz) 1763 % ~ 1837 % ( 1803 % )( 1803 % )( 1803 %)
200.0 % 180.0 % (10kHz) 1763 % ~ 1837 % ( 1804 % )( 181.1 % )( 180.8 %)
2000 % 400 % (50Hz) 384 % ~ 416 % (398 % ) 400 % ) 398 %)
2000 % 1000 % (10kHz) 975 % ~ 1025 % ( 1005 % )( 1004 % )( 1003 %)
EE| =Fr | LY EP N A H A *3
<Item>| <Mode> <Range>|<Equivalent Input>| <Tolerance> <Output Value>
7+0% 1 71<Analog Output>
;%R % FE <Magnetic Flux Density>
(10Hz-400kHz) 2.000 pT 1.800 uT (1kHz) 174.30 mV ~ 18570 mV ( 180.90 mV )( 180.88 mV )( 180.56 mV)
D/At 71<D/A Output>
T R % B <Magnetic Flux Density>
(10Hz-400kHz) 2.000 uT 1800 Aok 178.00 mV ~ 182.00 mV ( 180.07 mV )
A& $ % <Overall Result> R E & <Inspected by> & 5B <Approved by>
( PASS ) ( ) ( )
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H15& %S <Serial No.> 060336200 )
RE 4 A B<Test Date> 2012-01-23 )
<YYYY-MM-DD>
347043471
IEE>| E—F Lo |< HEAN >‘ g FoRIE *3
<Item> <Mode> [<Range>|KEquivalent Input <Tolerance> <Indicated Value>
e <Accuracy>
W& 7 BE<Magnetic Flux Density> X Y z
(10Hz-400kHz) 20.00 T 18.00 T (100Hz) 17.27 uT ~ 1873 uT ( 18.00 pT )( 18.00 uT ) 18.00 pT)
2.000 mT 1.800 mT (100Hz) 1.727 mT ~ 1.873 mT ( 1.800 mT )( 1.800 mT )( 1.800 mT)
J& i #U45 E <Frequency Characteristic>*2
T 3R % £ <Magnetic Flux Density>
(10Hz-400kHz) 2.000 pT 1.800 uT (100Hz) H #E<Reference> 1.800 pT 1.800 pT 1.800 pT
2.000 pT 1.800 pT (50Hz) 1.755 uT ~ 1.845 uT ( 1.771 pT )( 1.774 uT ) 1.772 puT)
2.000 uT 1.800 uT (IkHz) 1755 pT ~ 1.845 uT ( 1.812 pT ) 1.810 uT )( 1.811 uT)
2.000 pT 1.800 T (10kHz) 1.755 uT ~ 1.845 uT ( 1.809 pT ) 1.807 uT )( 1.806 uT)
2.000 pT 1.800 T (120kHz) 1.755 pT ~ 1.845 uT ( 1.796 pT ) 1.793 uT )( 1.790 uT)
20.00 uT 15.60 uT (100Hz) H #E<Reference> 15.60 uT 15.60 uT 15.60 pT
20.00 uT 15.60 uT (50Hz) 1521 pT ~ 1599 pT ( 1534 uT ) 15.37 uT ) 1536 puT)
20.00 pT 15.60 uT (IkHz) 1521 pT ~ 1599 uT ( 1571 pT ) 15.69 uT ) 15.69 uT)
20.00 pT 15.60 uT (10kHz) 1521 pT ~ 1599 uT ( 15.68 pT ) 15.66 uT ) 15.65 pT)
20.00 uT 15.60 pT (120kHz) 1521 pT ~ 1599 uT ( 15.78 uT )( 1570 uT ) 15.69 uT)
IRE(—AY) 20.00 % 15.60 % (100Hz) H #E<Reference> 15.60 % 15.60 % 15.60 %
Exposure Level 20.00 % 15.60 % (50Hz) 1521 % ~ 1599 % ( 15.66 % )( 15.66 % ) 15.66 %)
(General Public) 20.00 % 14.20 % (800Hz) 12.66 % ~ 1593 % ( 14.33 % )( 1434 % )( 1428 %)
20.00 % 18.00 % (I10kHz) 17.55 % ~ 1845 % ( 18.17 % )( 18.19 % )( 18.03 %)
20.00 % 17.63 % (150kHz) 1572 % ~ 1977 % ( 17.85 % ) 17.71 % )( 17.55 %)
20.00 % 16.96 % (400kHz) 12.01 % ~ 19.02 % ( 1557 % ) 1524 % )( 15.02 %)
2000 % 62.4 % (100Hz) H 4 <Reference> 62.4 % 624 % 624 %
2000 % 31.2 % (50Hz) 305 % ~ 319 % ( 312 % ) 313 % ) 312 %)
2000 % 88.4 % (S800Hz) 788 % ~ 99.1 % ( 893 % ) 892 % ) 89.0 %)
200.0 % 1248 % (10kHz) 121.7 % ~ 1279 % ( 1263 % )( 126.1 % )( 1254 %)
200.0 % 176.3 % (150kHz) 157.2 % ~ 1977 % ( 1834 % )( 1803 % )( 1799 %)
2000 % 169.6 % (400kHz) 120.1 % ~ 1902 % ( 1812 % ) 1714 % ) 171.0 %)
IREERZE) 20.00 % 1248 % (100Hz) H #E<Reference> 1248 % 1248 % 1248 %
Exposure Level 20.00 % 6.24 % (50Hz) 609 % ~ 639 % ( 625 % ) 627 % ) 624 %)
(Occupational) 20.00 % 1420 % (820Hz) 12.66 % ~ 1593 % ( 1426 % )( 1428 % )( 1427 %)
20.00 % 18.00 % (10kHz) 17.55 % ~ 1845 % ( 18.05 % )( 18.08 % )( 18.07 %)
20.00 % 16.15 % (65kHz) 1440 % ~ 18.12 % ( 1621 % )( 1620 % ) 16.18 %)
20.00 % 17.55 % (400kHz) 12.43 % ~ 1969 % ( 1575 % )( 1536 % )( 15.16 %)
{## <Note>
* JATOHAFEREICEV TR ETEESMANICLIRETHY. FREHITHRBRETT .

<The 3470 inspection was done by an equivalent voltage input and the tolerance is defined by our original criteria.>

XEENEHLA TOELVRIVATT A ARBEFIvI0EOICRELTEYET . SFREBRSHRRETT

<3% stands for the point which is not defined by the accuracy specification,but it is inspected because of the

*x23470+34711 A S HhEREICRITABERMBHREDHTREIHLARETYT

The tolerance range used for the inspection of the frequency characteristics of Model 3470 with Model 3471 is based

on HIOKI's in-house standards.>
*3FAILHE BRI, TL—RRELTLET,
<FAIL decision points are highlighted in gray.>

No.347001-5



